
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 342 530
21© Número de solicitud: 200802910
15© Folleto corregido: B2

INID afectado: 73
48© Fecha de publicación de la corrección: 12.07.2011

51© Int. Cl.:

G06K 19/07 (2006.01)

G06Q 10/00 (2006.01)

12© CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA B8
DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

22© Fecha de presentación: 15.10.2008

43© Fecha de publicación de la solicitud: 07.07.2010

Fecha de la concesión: 26.01.2011

45© Fecha de anuncio de la concesión: 07.02.2011

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
07.02.2011

73© Titular/es: Universidad de Alcalá
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares, Madrid, ES
Universidad de Zaragoza

72© Inventor/es: Pocovi Mieras, Miguel;
Domínguez Murillo, Eladio;
Lázaro Galilea, José Luis y
Gutiérrez de Mesa, José Antonio

74© Agente: No consta
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57© Resumen:
Sistema inteligente de almacenaje de muestras.
Recipiente que incluye, en una sola construcción, depósi-
to para muestras y chip RFID (Radio Frequency IDentifi-
cation, en español Identificación por radiofrecuencia) que
permite el registro/recuperación de información longitudi-
nal de la muestra desde un sistema lector/grabador.
Este sistema contribuye a establecer un mayor nivel en la
seguridad del contenido de la muestra, permitiendo no só-
lo la identificación de la misma sino también posibilitando
su reconocimiento cualitativo a través de la información
longitudinal registrada en el chip RFID.
El registro de la información longitudinal en el propio dis-
positivo que contiene la muestra, permite disminuir el tiem-
po de su manipulación y, en general, el de la ejecución de
todos los protocolos que se establezcan sobre la misma.
El dispositivo contiene un chip RFID con un sistema. emi-
sor/receptor de radiofrecuencia conectable a un sistema
de ordenador mediante cable USB o sistemas de radio
Wifi o Bluetooth con capacidad para operar a -80º centí-
grados.
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